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DISPOSITIVO PARA COMPARAR LA INTESIDAD DE UN (N)
HAZ (HACES) DE LUZ DE INSPECCION RESPECTO A OTRO
DE REFERENCIA

- APLICACIONES, BENEFICIOS, USO DE LA INVENCION

El objetivo de la patente es mejorar los métodos convencionales para la comparaciéon
de las intensidades de dos (N) haces de luz, uno (N) que podria(n) ser parcialmen-
te absorbido(s) o reflejado(s), respecto a otro de referencia. Tratando de eliminar
al maximo las variaciones temporales inherentes a los dispositivos generadores de
radiacion y medicion.

La presente invencion tiene ventajas respecto a otras patentes similares, como son
las siguientes: la intensidad de la luz a cada longitud de onda es detectada simulta-
neamente; pero ésta no es comparada con la intensidad del haz de referencia excepto
al inicio de la medicién. La posicion del obturador cambia de lugar en nuestra patente
respecto a otra con que se asemeja lo cual aumenta la eficiencia. La lampara tiene la
funcion de generar los haces de luz, el haz de referencia y el haz de inspeccién y por
el otro lado el detector tiene la funcién de cambiar las sefales luminosas en senales
eléctricas.

Este dispositivo en su modalidad de analizador de absorcion, puede realizar analisis
de muestras soélidas, liquidas, gaseosas que no emitan radiacion y si lo hacen esta
radiacion sea continua en el tiempo. Incluso su estudio se puede extender al estudio
de plasmas.

DESCRIPCION DE LA INVENCION -

Dispositivo que compara longitud de onda en longitud de onda, un haz por ejemplo
parcialmente absorbido (reflejado), respecto a otro por ejemplo de referencia. El dis-
positivo cuanta con un solo detector 6ptico. La seleccion de tiempos del detector
optico esta controlada por un medio de un obturador. La separacion de ambas se-
nales eléctricas provenientes por el canal de salida del fotomultiplicador, puede ser
regulada, controlada y medida por ejemplo por un demultiplexor analégico.

Ademas este dispositivo en su modalidad de analizador de absorcion, puede realizar
analisis de muestras solidas, liquidas, gaseosas que no emitan radiacién y si lo ha-
cen esta radiacion sea continua en el tiempo. Incluso su estudio puede extender al
estudio de plasmas. Ademas se describen las siguientes caracteristicas:



- Puede tener la modalidad de analizador de absorcién
- El anico detector que utiliza realiza mediciones de la(s) intensidad(es) de un (N-1)
haz (haces) de inspeccion, como las mediciones de la intensidad de un haz de refe-
rencia.

- GRADO DE DESARROLLO (pruebas realizadas, prototipo)
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La invencion se encuentra en un nivel de desarrollo de tecnologia inicial y prueba de
concepto caracteristica.

Se ha llevado a cabo una busqueda de patentes similares a nivel nacional e interna-
cional, para verificar la autenticidad de la presente tecnologia.

Se han realizado pruebas analiticas para la validacion fisica de las predicciones reali-
zadas a los componentes del dispositivo, por lo que el concepto ha sido demostrado
a escala laboratorio. De igual manera se han hecho pruebas experimentales para su
comparacion con otras tecnologias similares.

INFORMACION DEL MERCADO -

El mercado al que va dirigido este dispositivo es servicios profesionales,
cientificos y técnicos, para servicios de laboratorios de pruebas 6pticas y servicios de
investigacion cientifica y desarrollo, para sector publico y privado, en el ambito de
acustica y optica.
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